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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE -
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEIl 60297 —

Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique
pour les baies, les batis et les bacs a cartes

AVANT-FRUFUS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisation mondia isati omposée
de l'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d . objet de
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de normalgsatign >ines de
I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités i ationales,
des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des SpeC|f|cat|os accessi i S) et des
Guidep (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élabora ge) 3 ités|d'études,
aux tfavaux desquels tout Comité national intéressé par le Suj participex. hnisations
interngtionales, gouvernementales et non gouvernementales, en liajison e CEl parti < ment aux
travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Organisation Ip isati , pelon des
condiffjons fixées par accord entre les deux organisations

2) Les dgcisions ou accords officiels de la CEl concernant SIS i iq présentent, dans |a mesure
du po S|ble un accord |nternat|ona| sur les Lgié es Comités nationaux |[de la CEI

3) Les Publications de la CEl se présentent soys laNorime deNfeComypandations internationales et sorjt agréées

comm onnables sont entrepris afin que la CEI
s'assyre de I'exactitude du contenu technique de ses p a la CEIl ne peut pas étre tenue respgnsable de
I'éventuelle mauvaise utilisation ou interpré un quelconque utilisateur final.

4) Dans |e but d'encourager I'uni iteAT \ e S tés nationaux de la CEIl s'engagent, dars toute la
mesufe possible, a appliq S 3 g las Publications de la CEl dans leurs pyblications
nationfales et régional . i e tre toutes Publications de la CEl et toutes pyblications
nation g € indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

5) La CEI n'a préyU\aucs Yo\ 3 age valant indication d’approbation et n'engag¢ pas sa
respomnsabilité p& s equi < ofmes a une de ses Publications.

6) Tous ili oive a € en possession de la derniére édition de cette publicafion.

7) Aucun a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, is s iculiers et les membres de ses comités d'études et deg Comités
natio s ¢judice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de fout autre
domn? 3 ® soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y comprip les frais
de judti ant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute 4

8) L'attenti iré références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de pyblications
référe

9) L’attemtion,‘est attirée Sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEl peyvent faire
I'objet] de./droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEl ne saurait étre tdnue pour
respoltsabtede e pas avoir iaentifie detefsdroits de propriete et de e pas avoir sigmate teur existence.

La Norme internationale CEIl 61587-3, a été établie par le sous-comité 48D: Structures
mécaniques pour équipement électronique, du comité d'études 48 de la CEIl: Composants
électromécaniques et structures mécaniques pour équipement électronique.

Cette norme annule et remplace la spécification technique parue en 1999. Elle constitue la
premiére édition. Elle constitue également une révision technique qui a conduit au statut de
Norme internationale.

Cette norme inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport a la
spécification technique: la gamme de fréquences est étendue a 2 000 MHz. En Annexe A est
citée en exemple une antenne dipéle.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 -

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets, racks and subracks

1) pmprising
promote
¢ Ids. To
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International $ta i ifications,
Technjical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Gui H e to] as “IEC
idation(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; iftee |nterested
and non-
IEC Xcollaboratgs closely
conditions detefqmined by
2) gs possible, an intprnational
i{tee has representatiop from all
3) icati int € and are accepted by IEG National
[ vade to~enstre that the technical contgnt of IEC
the way in which they are used dr for any
4) i i i i i omittees undertake to apply IEC Pyblications
i 3 i i i ignal and regional publications. Any djvergence
dicated in
5) IEC ts approval and cannot be rendered responsiblg for any
Publication.
6) latest edition of this publication
7) tors, employees, servants or agents including individual eXperts and
mem EC National Committees for any personal injury, property damage or
vef, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
pubhication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any ¢ther IEC
Publig
8) Attent i 3 Q.the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indisp e application of this publication.
9) Attent 3 e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the pubject of
paten{ rights.JIE ot be held responsible for identifying any or all such patent rights.
Internatie echanical

structures for electromc eqmpment of IEC techmcal comm|ttee 48: Electromechamcal
components and mechanical structures for electronic equipment.

This standard cancels and replaces the technical specification issued in 1999. It constitutes
the first edition. It also constitutes a technical revision and now has the status of an
International Standard.

This standard includes the following significant technical changes with respect to the technical
specification: the frequency range for the shielding performance is now extended up to
2 000 MHz. In Annex A the example of a spherical dipole antenna is shown.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48D/340/FDIS 48D/346/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

La CEI 61587 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Structures
mécaniques pour équipement électronique — Essais pour la CEI 60917 et la CEl 60297:

Partie 1

Partie 2 Essais sismiques pour baies et batis

Partie 3 Essais de performance du blindage électromagnétiqgue pour feshraie

Le com
mainten

relative

* recopnduite;
* supgrimée;

° rem

cartes et chassis

les bacs a cartes

Eé a décidé que le contenu de cette publication né
nce indiquée sur le site web de la CEIl sous «htfp:
¢ a la publication recherchée. A cette date, la

blacée par une édition révisée, o

 amephdée.

&

Essais climatiques, mécaniques et aspects de la sécurité des(baies\batis| bacs a

batis et

date de
jonnées
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
48D/340/FDIS 48D/346/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

IEC 61587 consists of the following parts, under the general titte Mechanical structures for
electronic equipment — Tests for IEC 60917 and IEC 60297:

Part 1: Climatic, mechanical tests and safety aspects for cabinets, cks and

chassis

Part 2: Seismic tests for cabinets and racks

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests for cabinets s
The committee has decided that the contents of this publigation ded until

the maiptenance result date indicated on the IEC web site c.ch" in
the datd related to the specific publication. At this date S i

* reconfirmed;
* withdrawn;
» replaced by a revised edition, or

S
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STRUCTURES MECANIQUES POUR EQUIPEMENT ELECTRONIQUE -
ESSAIS POUR LA CEI 60917 ET LA CEI 60297 -

Partie 3: Essais de performance du blindage électromagnétique
pour les baies, les batis et les bacs a cartes

1 Domaine d'application et objet

de confgrmité de I'enveloppe équipée.

Cette ngrme est destinée a assurer l'intégrité physique
des baies et des bacs a cartes en tenant do
performpances dans différentes applicafi niveau
de conflance dans le choix des prodwni Tout ou
partie d ple aux
baies ef que pas
aux eny,
La prés
pour leg dans la
gamme
présent
ces non
entuels
B2,6 mm

CEI 60917 (toutes les parties), Ordre modulaire pour le développement des structures
mécaniques pour les infrastructures électroniques

CEIl 61000-4-3:2002, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4-3: Techniques d'essai
et de mesure — Essai d’immunité aux champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences
radioélectriques

CEI 61000-5-7:2001, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 5-7: Guide d'installation
et d'atténuation — Degrés de protection procurés par les enveloppes contre les perturbations

CISPR 16-1 (toutes les parties), Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des
perturbations radioélectriques et de 'immunité aux perturbations radioélectriques
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MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS FOR IEC 60917 AND IEC 60297 —

Part 3: Electromagnetic shielding performance tests
for cabinets, racks and subracks

1 Scope and object

This pdrt of IEC 61587 specifies the tests for empty cabinets and colcerning
electromagnetic shielding performance, in the frequency range of 000 MHz.
Stipulated attenuation values are chosen for the definition of the shieldi e level
of cabinets and subracks for the IEC 60297 and IEC 60917 series. 1 i ance
levels #@re chosen with respect to the requirements of the i i imdustrial
applicat tibfility but
cannot feplace the final testing of compliance of the equipp

The purpose of this standard is to ensure physical integrity ar i - ance of
cabinetg and subracks, taking into account the ne Z ance in
different applications. It is intended to ction of
product$ to meet his specific needs. e empty
enclosufes, for example cabinets and D17 and
does not apply to the enclosures when ele

This sta specific
focus ofp subracks and chosen

frequengy range.

mative@

2 Noi

The foll indispensable for the application of this document.

For date cited applies. For undated references, the lates} edition
of the re g any amendments) applies.

IEC 602 imensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) sefies

IEC 609 odular order for the development of mechanical structyires for
electron

IEC 61000-4-3:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 4-3: Testing and measure-
ment techniques — Radiated, radio-frequency, electromagnetic field immunity test

IEC 61000-5-7:2001, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 5-7: Installation and
mitigation guidelines — Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic
disturbances (EM code)

CISPR 16-1 (all parts), Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus
and methods
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3 Essais de performances du blindage électromagnétique

31 Essais de performances du blindage électromagnétique pour les baies
et les bacs a cartes

Différents niveaux de performances de blindage peuvent étre atteints en fonction de la
construction de la baie ou du bac a cartes. Bien que les mesures des performances de
blindage soient d'une valeur limitée pour prévoir les performances du systéme global final, des
techniques de mesure cohérentes sont vitales pour assurer toute mesure de répétabilité. La
présente norme est destinée a fournir des résultats d'essai de performances de blindage
comparables entre laboratoires d'essai (voir CEI 61000-4-3). Le résultat d'essai est valable
uniqguement pour les armoires ou les bacs a cartes déterminés par des dimensions et des
H'utiliser

Tous lep essais doivent étre réalisés dans une chambre sem anécq e ol completement
anéchoique ou dans un emplacement d'essai en champ li i g par les
figures.|Lorsque le choix se porte sur la chambre semi-ang | ‘ d'essai

, ; i rtical et
| décrit dans le CISPR 16-1. Pour les ou en

s anéchoiques, voir les Figures 3 a 8.

3.31 Etalonnage de I'antenne de réfé

es de l'antenne de référepce qui
ission et au niveau de sensibilité d'une

L'étalonhage est destiné
corresppndent aux nivea
antennel de réception.
L'essai floit étre 3 S \ e démission en face de I'antenne de réceptiqn.

La diredti ' f amission ast 0% et la valeur du champ rayonné est au maximum.
La haut¢ ion dojt étre réglée a 1,1 m.

positionnée a 1 m de hauteur et a 3 m de I'antenne d'émission.
et de 500 MHz.

L'antenne d
La fréqy

L'étalon
verticalg.

ddlisé en utilisant a la fois les polarités d'antenne horizoptale et

3.3.2 l|Antenne d'émission

La source d'émission doit étre une antenne dipdle sphérique (spherical dipole antenna — SDA)
ou un dispositif similaire (voir la Note 1 de 3.5). Il convient que I'antenne d'émission soit d'une
taille inférieure ou égale a 150 mm en diamétre.

La liaison entre I'antenne d'émission et I'extérieur de I'éprouvette doit étre telle que l'intégrité
du blindage de I'éprouvette ne soit pas affectée. Il n'existe pas d'antenne dipble SDA adaptée
(alimentée par batterie) sur le marché pour les baies/bacs a cartes de niveau 3 comme cela
est indiqué au Tableau 1. Il convient que I'équivalence avec la SDA soit évaluée par une
analyse du diagramme de rayonnement de |'antenne alternative. Il convient que la distance
entre I'antenne d’émission et la paroi métallique de I'enveloppe soit au minimum égale au
diameétre de I'enveloppe. Il convient que la plage dynamique de l'appareillage de mesure soit
déterminée avec le niveau approprié au-dessus du niveau d'affaiblissement attendu. L’Annexe
A illustre I'application d’une antenne dipble sphérique (SDA).
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3 Electromagnetic shielding performance test

3.1 Electromagnetic shielding performance tests for cabinets and subracks

Various levels of shielding performance can be achieved depending upon the construction of
the cabinet or subrack. Although shielding performance measurements are of limited value in
predicting the final overall system performance, consistent measurement techniques are vital
to ensure any measure of repeatability. The aim of this standard is to provide comparable
shielding performance testing results from one test laboratory to another (see IEC 61000-4-3).
The test result is valid only for cabinets or subracks determined by equal dimensions and

contents, for example removable covers, door, etc. The standard should be used for the
evaluatiopn-of r'lncign variations-

3.2 Tlest conditions

All testipg shall be performed in a semi-anechoic or full anechoi >e|d test
site as illustrated in the figures. When the semi-anechoic chamber ox{ ) i 5t site is
used, the chamber shall meet the vertical and horizontal site N ribed in
CISPR 16-1. For the test set-up in the open field or an anechoi {6 G 3 to 8.

3.3 Test configuration
3.3.1 Calibration of the reference 3

The pur s , Which is
the outp itivitytevel of a receiving antenna.

The tes tenna.

The dire mum.
The hei
The recpivi smitting

antenngq.

Calibrat

3.3.2

The trapsmitting~sourge shall be a Spherical Dipole Antenna (SDA) or similar (see Note 1 in
3.5). TEFe size of the transmitting antenna should be equal or smaller than 150 mm in
diameter-

The transmitting antenna link to the outside of the test specimen shall be such that the
shielding integrity of the test specimen shall not be effected. There is no suitable SDA dipole
antenna (battery powered) available in the market for level 3 cabinets/subracks as shown in
Table 1. Equivalency to the SDA should be evaluated by an analysis of the radiation pattern
of the alternative antenna. The distance of the transmitting antenna to the metal wall of the
enclosure should be at least the diameter of the enclosure. The dynamic range of the
measuring equipment should be determined with the appropriate level above the expected
attenuation level. Annex A illustrates the application of a spherical dipole antenna (SDA).
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3.3.3 Antenne de réception
L'antenne de réception doit étre de I'un des types suivants:

— antenne biconique de 30 MHz a 200(300) MHz;
— antenne log-périodique de 200(300) MHz & 1 000 MHz.

Le changement entre biconique et log-périodique peut intervenir a 200 MHz ou 300 MHz (voir
Note 1 de 3.5).

Comme alternative, une antenne combinée biconique/logarithmique-périodique peut étre
utilisée pour toute la gamme de fréquences jusqu'a 1 000 MHz.

Il convient que des antennes cornet soient utilisées dans la gamme réguemnces de
1 000 MHz a 2 000 MHz.

3.34 Mesure de référence

Les mepures de référence EI sont réalisées sans éprouvétte. ™. 'anten ission dloit étre
placée flans la position dans laquelle elle sera lorsque § ara™présente. L'lantenne
d'émissjon doit étre positionnée a 3 m de distancg de_ l'antentie de éception et les deux

antennes d0|vent se falre face dans Ia meme direction afonnage. Les mesures

doivent . L'antenne d'émisgsion et
I'antennp de réception doivent étre polarisg dgniére. Les balayages en
fréquenge doivent suivre des incrém inferi a’ § MHz entre 30 MHz et 2 0P0 MHz.
L'antennge de réception doit étre balayée 1 a 4 m. La valeur la plug élevée
de signa i

3.35 Montage de I'anfennge d'é

ntre /a l'intérieur de I'éprouvette dans Ia@ méme

L'anten:l:e d'émission doj
et suspendue par un matériau non conducteur

direction que celle_della
(voir Note 1 de

3.3.6

Dans le i Sséesur fe“sol, il doit y avoir une isolation de 100 mm (x5 %)|entre la
baie et 8fé a. dela chambre. Une éprouvette destinée a étre installée|sur une
table dadf aea uhe hadteur de 800 mm (x5 %) du plan de référence.

3.4 Ekxi

Les megufes doivent étre réalisées en utilisant a la fois les polarités d'antenne horizgntale et

. v N \ ] . : R . N
verticale—L'antenne d'émission et I'antenne de receptiondoivent 8ire polarisées de & méme

maniére. Des mesures de lI'incrément de fréquence doivent étre réalisées.

L'équipement en essai doit subir une rotation de 360° sur son axe vertical (au moyen d'une
table tournante ou d'un autre dispositif) et la valeur maximale du signal doit étre déterminée
par incréments de 90°, c'est-a-dire au minimum quatre points de lecture dans la gamme
de fréquences de 30 MHz a 200(300) MHz, de 45° dans la gamme de fréquences de
200(300) MHz a 1 000 MHz et de 30° dans la gamme de fréquences de 1000 MHz a
2 000 MHz.

Les balayages en fréquence doivent suivre des incréments inférieurs a 5 MHz entre 30 MHz et
2 000 MHz. L'antenne de réception doit étre balayée a des hauteurs de 1 m a 4 m. La valeur la
plus élevée de signal E2 provenant du balayage combiné de la table tournante et de la hauteur
d'antenne doit étre enregistrée pour chaque fréquence. Pour la configuration type de
I’équipement d’essai, voir la Figure 1.
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3.3.3 Receiving antenna
The receiving antenna shall be one of the following types:

— 30 MHz to 200(300) MHz biconical antenna;
— 200(300) MHz to 1 000 MHz log periodic antenna.

The change from biconical to the log periodic may be at 200 MHz or 300 MHz (see Note 1 in
3.5).

Alternatively, a combined biconical/logarithmic-periodic antenna for the whole frequency
range up to 1 000 MHz may be used.

For the frequency range 1 000 MHz to 2 000 MHz horn antennas shou

3.34 Reference measurement

Referenlce measurements E/ are made without the test speci . TF 2 i bntenna
shall bg placed at the position in which it will be once 4¢he [ i nt. The
transmifting antenna shall be positioned at 3 m distanee i ivi and the
two antenna shall face each other in the samg di - of the callbration.
Measuré¢ments shall use both horizontal and vertical po ar|t| S ansmitting and rgceiving
antenng shall be polarized in the same manner. 4 ps shall be in increments of
not greater than 5 MHz between 30 e_péceiving antenna $hall be
swept through heights of 1 m to 4 m. S| fh E1 for each frequerjcy shall

be recorded (see Figures 3 and 6).

3.3.5 Transmitting ante

The tra:l:smitting antenna ) S enfre inside the test specimen in the same
directio 3 and suspended by non-conductive material
(see Noe 1in 3.5)

Test spe; 7

3.3.6

In the ¢ , there shall be an insulation between the cab|net and
the refe er of 100 mm (x5 %). A table top test specimen ghall be
placed at a Kei 9 5 %) from the reference plane.

3.4 Te

Measur¢

transmifting ;and receiving antennas shall be polarized in the same manner. Frgequency

incrementtmeasurements shall be made

made by using both horizontal and vertical antenna polaritir. Both

The equipment under test shall be rotated 360° through its vertical axis (via a turntable or
other means) and the maximum signal strength determined in increments of 90° i.e. a
minimum of four reading points in the frequency range of 30 MHz to 200(300) MHz, 45° in the
frequency range of 200(300) MHz to 1 000 MHz and 30° in the frequency range of 1 000 MHz
to 2 000 MHz.

Frequency sweeps shall be made in increments of not greater than 5 MHz between 30 MHz
and 2 000 MHz. The receiving antenna shall be swept through heights of 1 m to 4 m. The
greatest signal strength E2 from the combined sweep of the turntable and antenna height shall
be recorded for each frequency. For the typical test equipment configuration, see Figure 1.
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3.5 Résultats d'essai
3.5.1 Généralités

La performance de blindage de I'enveloppe est la différence entre la mesure de référence
appropriée (Figure 3 ou 6) et la mesure associée a I'antenne a l'intérieur de la baie ou du bac a
cartes. Se reporter au Tableau 1 pour les résultats d'essais appropriés.

La performance de blindage est calculée en décibels comme la différence entre EI et E2. Pour
les niveaux de performance de blindage, définis par les valeurs d’affaiblissement dépendant de
la gamme de fréquences, voir le Tableau 1. La Figure 2 donne un exemple typique de
présentation des données de mesure.

NOTE 1 |Pour la gamme de fréquences comprise entre 30 MHz et 1 000 MHz, il convj ili dés|antennes
biconiquep ou log-périodiques. Une antenne dipble sphérique peut étre utilisée en part{culier llgtion avec
des dimensions de bacs a cartes relativement faibles. Voir Annexe A.

Pour la ggmme de fréquences entre 1 000 MHz et 2 000 MHz, il convient d’utiliser d

NOTE 2 |La performance de blindage minimale exclura la résonance de cavi

Performafce mini Mliné‘%ge
m

Niveag de performance Gamme de fréquences e fréquences Gamme de frélquences
30 MHz a Z%MHZ 3 2/a/1000 z 1000 MHz a 2|/000 MHz

1 20 dB_ O C oo | 0

2 40 dB N\ 30-e8” 20 dB
3 \50 dB 40 dB
NOTE
Le nived
Le nived
Le nived
Les exig ; \ov%ées sur la configuration finale bac a cartes/bgie avec
toutes | ux et toutes les ouvertures, etc. en place. Ppur une

définitio blindage minimale, voir la Note 2, ci-dessus.



https://iecnorm.com/api/?name=ea2a1738190903773fb82370f5d032dd

61587-3 O IEC:2006 - 15—

3.5 Test results
3.5.1 General

The enclosure shielding performance is the difference between the appropriate reference
measurement (Figure 3 or 6) and the associated measurement with the antenna within the
cabinet or subrack. Refer to Table 1 for the appropriate test results.

The shielding performance is calculated in decibels as the difference between EI and E2. For
the shielding performance levels, defined by attenuation values dependent on the frequency
range, see Table 1. A typical graph of a measurement data presentation is shown in Figure 2.

NOTE 1 Forthe—freguenrey—+ange batw A—30-MHz—ard—1-000-MH=biconrical-ortoa——p rll\ﬂrw\I\nf aras—should be
t TWE z=5 HH S B =4 orfe—aRteRaS—PH

used. A gpherical dipole antenna may be used especially for the mstallatlon within th | subrack
dimensions. See Annex A.

For the frequency range between 1 000 MHz and 2 000 MHz, horn antennas shoul

NOTE 2 |The minimum shielding performance will exclude cavity resonance.

Table 1 — Electric field attenuation | vels

Minimum \g\pe rm\a\n\ce\/

Performance level Frequency range reguenc n Frequency range
30 MHz to 230 MHz 230 M@to 10 1 000 MHz to 21000 MHz

1 20 dBA BN \> 0

2 40 dB \ \ Q\dods ) 20 dB

3 60 dB/X, 508" 40 dB

Performpnce level 1 per EM-c

NOTE [Electromagnetic shielding according tb IE - 7\>
: XX

Performpnce level 2 per EM-code would read: x430x

Performpnce level 3 per EM- @\EMX 6

Attenuation requ; & re >has upon the final subrack/cabinet configuration [with all
vents, panels, ope etc\pre _KOr a definition of the minimum shielding performance,
see Not
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3.5.2 Emplacements d'essai en champ libre

Antenne d’émission

I

T O

Equipement d’émission €&

Hi=11

—-20-

3m

Antenne de réception

\

61587-3 © CEI:2006

Equipement de réception

Hy=1to4m

1
N

=

Antenne d’émission

Eduipement d’émission

Cable a fibres optiques

Plan de référence

3m

Figure 3 — Montage pour la mesure de la valeur du cham

-

Baie

100 mm

5

Antenne de réception

Cable coaxial

1
N — =

/

Céble a fibreg

Antenne de réception '

Bac a cartes
T

!

[ S
Eqyi S < Equipement de réception
el = 2 /
gl -
I b [
o) N
, — ,
N — — ./ N — — 7 EE———
Plan de référence Cable coaxial

Cable a fibres optiques

IEC 1170/06

Figure 5 — Montage pour la mesure de la valeur du champ de fuite E2 (bac a cartes)
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3.5.2 Open field test sites

- 21 -

3m

Transmitting antenna

Receiving antenna

Sender equipment IS O E Receiver equipment

RS o)

1] -

l,: 1l
N
Y

o J — =
Optical fibre cable Reference plane Coaxial cable
IEC( 71165406
Figure 3 — Set-up for measurement of referenceAfi trength E

3m

<

Transmitting antenna

Sender equipment

N
Receiving antenn
Cabinet
3 {K §
|| -
I}
N\
— T

plane

Coaxial cable

1to4 m

Receiver equipment

IEC 1169/06

Optical fibre cable

Reference plane

/
Lo [

Ne— — — JEE—

Coaxial cable

IEC 1170/06

Figure 5 — Set-up for measurement of leakage field strength E2 (subrack)
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3.5.3 Chambres semi-anéchoiques ou complétement anéchoiques

3m

Antenne d’émission Antenne de réception Chambre d’essai

]
O

Equipement d’émission Equipement de réception

/
1,1m
1t04m
\

1]
= -
=y
— ==
\__/___./ \____[___
Cable a fibres optiques Plan de référence Cable coaxial

P

A\ntenne d’émission Chambre d’essai

A
Eqyipement d’émission E Equipement de réception
o
N
N
=l
_______ _/
C lan de référence Cable coaxial
IEC 1172/06
7 e\7 ur la mesure de la valeur du champ de fuite E2 (baie
\ . L L, " ™~ Chambre d’essai
T ICT e G CrmimSSTOTT AMTTNTC UT TCUTPUUUTT
Bac a cartes
O — ) \.I| ,
. - A il el . o
Equipement d’émission 1S < Equipement de réception
\ E‘ A o
g o s
S & I
N
Sy v =l =y
L_7___, \___7___J
Cable a fibres optiques Plan de référence Cable coaxial EC 117306

Figure 8 — Montage pour la mesure de la valeur du champ de fuite E2 (bac a cartes)
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3.5.3 Semi-anechoic or full anechoic chambers

3m |
Transmitting antenna Receiving antenna\ Test chamber
_ A'{) '}
Sender equipment € g Receiver equipment
= >
d S DA
! —— ! (O
— 5--- _ —__
Optical fibre cable Reference plane

1171/06

Figure 6 — Set-up for measurement of/éfeknc\' strenyth E1
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= N
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] \ —__ _/ U
Reference plane Coaxial cable

IEC 1172/p6

. - Test chamber
Transmitting antenna Receiving antenna
Subrack
0 — ) \.I| .
. A il £ . .
Sender equipment 1S < Receiver equipment
e o
E|l - Z
S ”_ I
ol T o
I —
|

I
N / \___7____/

/

Optical fibre cable Reference plane Coaxial cable IEC 1173/06

Figure 8 — Set-up for measurement of leakage field strength E2 (subrack)
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